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Yo LIC. SANTO C. SIERRA, intérprete judicial, debidamente juramentada
ejercicio de mis funciones CERTIFICO que he procedido a traducir las partes cen
un documento escrito originalmente en Francés, cuya versién en idioma Espafiol d

ami mejor el conocimiento es el siguiente:

SELP

Junta Electoral Central

Ref: JCE-CCC-LPI-2024-0001 "Pliego de Condiciones especificas destinado

contrataci6n de la empresa que se encargara de suplir los equipos, materiales y servis Tl

(CI)II

A quien corresponda:

Por la presente certifico que la empresa SELP S.A.S. llevé a cabo, a través del laboratorio

‘externo internacional Fime, pruebas ISO de durabilidad de tarjetas fabricadas por

para la impresi6n de la nueva Cédula de Identidad y Electoral (CIE) y Cédulade lﬁientld
S &

Paris, 13 de junio d

N
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nosotros. Anexo encontrardn el documento que describe dichas pruebas, asi como los

resultados obtenidos.
Atentamente,
Atentamente,

Bastien Blanc
representante
SELP S.A.S.

Sr. Frangois MILLIER

Notario de Paris, abajo firmante
Certifica la firma de
M.BLANG

pegado arriba

SELP SAS
187 Avenida de las Plagnes
24340 MAREUIL-EN-PERIGORD
Tél.: 05 53 60 84 44 - Fax: 05 53 60 84 45

SIRET 351 667 928 00011




APOSTILLA
(Convenio de La Haya del 5 de octubre de 1961)

78
1. Repiiblica Francesa REPUBLICA DOMINICANA /.5

El presente acto publico

2. ha sido firmado por: Me MILLER

3. actuando en calidad de: Notario

4. esta revestido del sello estampado de: Su despacho
Atestiguado

5. en Paris

6. ¢l 19 JUN 2023

7. por el Procurador General ante la Corte de Apelacion de Paris

Sello

8. Nosotros

9. Sello 10. Firma
SYLVIE SCHLANGER
ABOGADA GENERAL

Sello en el documento. No significa que el contenido del documento sea "La Apostilla
s6lo confirma la autenticidad de la firma, el significado o correccion o que la Republica

Francesa aprueba su contenido".

Traducido a peticién de la parte interesada y registrada en mi protocolo en Santo Domingo,
itrito Nacional, Capital de la Repiblica Dominicana, a los Veintitrés (23) dias del mes de
del afio Dos Mil Veinticuatro (2024).
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SELP@

Junta Electoral Central

Paris, 13 de junio del 2024

Ref: JCE-CCC-LPI-2024-0001 “Pliego de Condiciones especificas destinado a la
contrataciéon de la empresa que se encargara de suplir los equipos, materiales y servicios
para la impresién de la nueva Cédula de Identidad y Electoral (CIE) y Cédula de Identidad
(CI)!’

A quien corresponda:

Por la presente certifico que la empresa SELP S.A.S. llevé a cabo, a través del laboratorio
externo internacional Fime, pruebas ISO de durabilidad de tarjetas fabricadas por nosotros.
Anexo encontraran el documento que describe dichas pruebas, asi como los resultados
obtenidos.

Atentamente,

: SELP SAS
------ T e e re e se 2 187 Allée des Plagnes
Basti C 24340 MAREUIL-EN-PERIGORD
Representante  Tg|. : 0553 60 84 44 - Fax : 05 53 60 84 45
SELP S.AS. SIRET : 351 667 928 00011
M° Frangois MILLIER
Notaire a Paris, soussigné
Certifie la signature de
M. C
apposée oi- dﬂo’é’u}"" ;
SELP S.A.S SELP - Angouléme SELP - Mareuil SELP - Paris
Capital 1734 543,04 € SIRET n° 351 667 928 00052 SIRET n° 351 667 928 00011 SIRET n° 351 667 928 0008
RCSPengueuniiog /1007028 Rue Louis Pergaud 187 Allée des Plagnes 98 Boulevard Malesherbes
TVA n® FR 77 351 667 928 16000 Angouléme, France 24340 Mareuil en Périgord, France 75017 Paris, France
contact@selp.fr Tel: +33 545 25 17 00 Tel : +33 5 53 60 84 44 Tol:+33 142 814802

www.selp.fr Fax:+33545251709 Fax : +33 553 60 84 45 Fax:+33142812118
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Prueba ISO de Durabilidad de la Tarjeta

Consorcio Cédula 4.0 RD | Proceso Ref. JCE-CCC-LPI-2024-0001 | 25 febrero 2025
Proceso destinado a la contratacion de la empresa que se encargara de suplir los equipos, materiales y servicios para la impresion de
la nueva cédula de identidad y electoral (CIE) y cédula de identidad (CI).




Yo, LIC SANTOS C. SIERRA, Intérprete Judicial del Juzgado de Primera Instancia, debidamente Juramgnladq‘-pﬁ;‘ j =
gjercicio de mis funciones CERTIFICO: Que he procedido a traducir las partes centrales deAin d M 9 ’fg
escrito originalmente en Inglés, y cuya version al Espaiiol, segiin mi mejor conocimiento, &s Al stelysnte
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Informe de Prueba

Objeto del informe
Sesion de prueba de durabilidad de tarjeta ISO (cobertura parcial)

Referencia del informe
C22REP01-612 ISO

Nombre del proveedor Nombre y version del producto

SELP ANGOULEME PAK National ID Card Engraved Module
Version del informe Fecha de emisi6n del informe

V1.0 25/11/2022

Fechas de prueba
Del 04/11/2022 al 22/11/2022

Autorizado por

Niimero de paginas Luc Morcel
37 paginas Expert
25/11/2022

16:29+01:00

Las pruebas enumeradas en el Capitulo 4.2 estén cubiertas por la acreditacion.
La versién actual reemplaza y sustituye a todas las versiones anteriores.
Este informe no debe ser reproducido o comunicado excepto en su {iltima versién completa sin modificar.

La versién actual reemplaza y susuulya a todas las versiones anleriores.
Este inft no debe ser rep do excepto an su (ltima versién completa sin modificar.




Tabla de Contenido

1. Historial de revisiones
2. Resumen de resultados de la prueba
2.1. Codificacién
2.2. Resumen
2.3. Conclusiones
3. Documentos de referencia
4. Informacion del laboratorio
4.1. Identificacién del laboratorio de pruebas
42 Estado de acreditacion
4.3 Personal
4.4 Procedimientos operativos
4.5 Subcontratacion
4.6 Condiciones de operacion
5. Informacién del cliente y de las muestras

5. Identificacién del cliente

5.2 Informacion de la muestra
5.3 Imagen de la muestra
6. Informacion del equipo de prueba 10
7. Incertidumbres de medicién 12
7.1 Declaracién de conformidad 12
8. Métodos de evaluacién 13
9. Requisitos de la norma ISO 7810:2019 capitulo 8 14
9.1 Dimensiones de las tarjetas: grosor 14
9.2 Dimensiones de las tarjetas: alto y ancho 16
9.3 Dimensiones de las tarjetas: esquinas 17
9.4 Rigidez a la flexién 18
9.5 Resistencia a los productos quimicos 19
9.6 Estabilidad dimensional y deformaci6n de la tarjeta con temperatura y humedad 21
9.7 Resistencia al pelado 23
9.8 Adhesion o bloqueo 24
9.9 Opacidad 25
9.10 Deformaci6n de la tarjeta 26
9.11 Resistencia al calor 27
La version acrus! e a todss las anteriores

y
Este informe no debe ser reproducido o comunicado exceplo en su dltima versién completa sin modificar.
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La verston actual y ye a todas las
Este informe no debe ser reproducido o comunicado excepto en su utima versién completa sin modificar.




1. Historial de revisiones

Fecha Version

2. Resumen de resultados de pruebas

2.1 Codificacion

APROBADO: prueba superada
FAIL: prueba fallida
N/A: prueba no aplicable

2.2 Resumen

Prueba
Requisitos del capitulo 8 de la norma ISO 7810
Dimensiones de las tarjetas: grosor*
Dimensiones de las tarjetas: altura y ancho*
Dimensiones de las tarjetas: esquinas

‘Rigidezala flexion

Resistencia a los productos quimicos

Estabilidad dimensional de la tarjeta y alabeo con temperatura y humedad*
Resistencia a la peladura

Adhesién o bloqueo

Opacidad

Alabeo de la tarjeta®

Resistencia al calor

Resistencia a Ia flexién dindmica

Requisitos del capitulo 9 de la norma ISO 7810

Resistencia superficial eléctrlca de los contactos de ICCs con contactos
Re31stenc1a a los productos quimicos: niebla salina

Resistencia a la torsién dindmica

Requisitos de la norma ISO 7816-1

' Perfil de la superficie de los contactos de ICCs con contactos*

Requisitos de la norma ISO 7816-2

Dimensién y ubicacion de los contactos de ICCs con contactos
Requisitos de versiones anteriores de las normas

Luz ultravioleta

* Nota: FIME est4 acreditado por COFRAC para esta prueba.

La versién actual ye a todas fas anteriores.
Este informe no debe ser reproducldo o comunicado excepto en su Ultima versién completa sin modificar.

Comentario

25/11/2022 1.0 YBR Versién inicial

Veredicto

Aprobado
Aprobado

Aprobado

‘Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado

~ Aprobado

Aprobado
Aprobado

Aprobado
Aprobado

Aprobado



2.3 Conclusion

Los resultados de la sesién de prueba muestran que las muestras probadas cumplen con los requisito
Aprobar el plan de prueba del cliente basado en ISO, como se detalla en este informe.
La regla de decisi6n aplicada para los resultados de las pruebas se detalla en Incertidumbres de medi

La version actual p y atodas las .
Este inft no debe ser reproducido o icado excepto en su tiltima version completa sin modificar.




3. Documentos de Referencia

Referencias
[R1]
[R2]

R4]
[R20]
[R21]
[R23]
 [R30]
[R31]

[R41)

La verslon actual

ISO/IEC 10373-1:2020
ISO/IEC 10373-2:2015
ISO/IEC 10373-6:2016
ISO/CEI 7810:2019
ISO/CEI 7811-1:2018

. ISO/CEI 7811-6:2014

coercitividad
ISO/CEI 7816-1:2011
fisicas

ISO/CEI 7816-2:2007

ISO/IEC 24789-2:2011

Documentos de Referencia
Tarjetas de identificacion - Métodos de prueba - Carateristicas gehyrales

Tarjetas de identificacion - Métodos de prucba - Parte 2: Taljetas col andas mag étlcas
Meétodos de Prueba para Tarjetas de Proximidad
nuameo

Tarjetas de identificacion - Caracteristicas fisicas
Tarjetas de identificacién - Técnica de grabacién - Parte 6: Banda magnética

_Tarjetas de identificacion - Técnica de | gmbacnén Relieve

Tarjetas de identificacion - Tarjetas de circuitos integrados - Parte 1:

Tarjetas de identificacién - Tarjetas de circuitos integrados co
Tarjetas con contactos - Dimensién y ubicacién del contacto \
Tarjetas de identificacion - Vida atil de la tarjeta - Parte 2: Método de %lua%%l

y ye a todas las

anteriores,

Este informe no debe ser reprodumdo o comunicado exceplo en su iltima versién completa sin modificar.



4. Informacién del laboratorio

4.1 Identificaciéon del laboratorio de pruebas

Nombre y direccion del laboratorio que realizé las pruebas y emiti6 este informe:

Fime EMEA

Z.1. de la Folie Couvrechef

8, rue Commodore J.H. Hallet
14000 Caen — Francia
Teléfono: +332 31 44 08 07

4.2 Estado de acreditaciéon

El laboratorio est4 acreditado por COFRAC Essais para ISO 17025, referencia 1.1709, el alcance estd
disponible en www.cofrac.fr, cubriendo las pruebas identificadas con un asterisco en la seccifn de
Resumen de Resultados de Pruebas.

4.3 Personal

Las siguientes personas han colaborado en la preparacién, ejecucion o elaboracion de lc
las pruebas contenidas en este informe:

= (f'
I f
2 -

- 10189885

Examen

G. Béhue Técnico de pruebas experimentado

Y. Briard Técnico de pruebas e?g")verimgptadq‘

L. Morcel i Experto

Elaborado por Y. Briard Técnico de pruebas experimentado
Revisado por L. Morcel Experto

Autorizado por L. Morcel Experto

4.4 Procedimientos operativos

Los procedimientos internos que se relacionan con la ejecucion de las pruebas estan disponibles en el
Plan de Aseguramiento de la Calidad CARD_DURABILITY. La plantilla utilizada para crear este
informe es rep_Generic_Physical_v7.0.

La version actual y ye a lodas las anteriores.
Este inic no debe ser reproducido o icado excepto en su tltima versién completa sin modificar.




4.5 Subcontratacién

De acuerdo con el presupuesto aceptado por el Cliente, las siguientes pruebas ha
subcontratadas: exposicion a la niebla salina.

4.6 Condiciones operativas

Temperatura 23°C+3°C
Humedad relativa 40% a 60%

pruebas, durante las operaciones para las cdmaras de prueba).

La verslon actual y ye a 10das las anteriores.
Este informe no debe ser reproducido o comunicado exceplo en su Ultima versién completa sin modificar.



5. Informacion del cliente y muestras

5.1 Identificacion del cliente

e Nombre de la empresa: SELP ANGOULEME

o Direccion: Rue Louis Pergaud, 16000 Angouleme, Fra
¢ Contacto: CHAMBRE Sebastien

o Tel +33545255114

e Correo electrénico: s.chambre@gmail.com

5.2 Informacion de la muestra
« Nombre del producto: Médulo grabado de la tarjeta de identificacion nacional PA
o Tipo: ICC 6 pines
¢ Caracteristicas: logotipos

Las muestras probadas por el Laboratorio de Pruebas se identifican en las siguientes tabla§:

Numero de ID interno Feena de
seguimiento recepeios

Producto

Moédulo grabado de la tarjeta de C22STNO1-612 1X217a 02/11/2022
identificacién nacional PAK - 70X217
5.3 Imagen de la muestra
¢y PAKISTAN naeeidi'de (18] {
W T |
) i =

La verslon actual y ye a todes las anteriores
Este informe no debe ser reproducido o comunicado excepto en su illima version completa sin modificar.



6. Informacion del equipo de prueba

Tipo
Estacién de medicién 3D

Banco de medicién de
resistencia
a 4 hilos

Banco de rigidez a la
flexién
MA4quina de estrés de
flexiéon

Calibrador
Cronémetro

Camara climatica

Comparador

Bloque de referencia de
contactos

Herramienta de corte

Herramienta de corte de
doble disco

Sensor de fuerza

Placa de superficie de
granito

Medidor de altura

Soporte para 1ICC
Carga

Carga
Micrémetro
Micro-ohmimetro
Multimetro

Probador de opacidad

Descripeion
Referencia interna: 13/04
Verificado el: 04/04/2022

Referencia interna: 49/01

Verificado el: 04/07/2022

Referencia interna: 52/04

Referencia interna: 40/07 &

07B
Verificado el: 04/03/2022

Referencia interna: 20/01
Verificado el: 23/02/2022
Referencia interna: 60/01
Verificado el: 01/07/2022
Referencia interna: C02/05
Verificado el: 11/05/2022

Referencia interna: 18/01
Verificado el: 03/12/2021
Referencia interna: 14/03

Verificado el: 13/09/2021
Referencia interna: 41/12
Verificado el: 10/11/2021
Referencia interna: 22/39

Verificado el: 10/11/2021

Referencia interna: 55/04
Verificado el: 19/01/2022
Referencia interna: 21/03

Tolerancia para la
rugosidad: conforme con
una MPE < 3.2 um
Referencia interna: 22/38
Verificado el: 18/03/2022

Referencia interna: 52/05
Referencia interna: 22/11 a
22/15

Verificado el: 22/01/2021
Referencia interna: 22/29
Verificado el: 23/02/2022
Referencia interna: 19/10
Verificado el: 03/12/2021
Referencia interna: C28/30
Verificado el: 30/06/2022
Referencia interna: 07/02
Verificado el: 29/03/2022
Referencia interna: 41/04
Verificado antes de su uso

La version actual

ituye a todas fas

anferiores.

Marca: MicroVu
Incertidumbre de ancho: £ 12 pip;
altura: + 8 pm; Radio de esquina

conforme con + 2.2 um HSL/10000\\
Marca: FIME ¥

Tolerancia para la fuerza aplicada: conforme co htuna
MPE de + 0.1 N; Tolerancia para ubicaciones dg
contactos: conforme con el patr6n 14/03
Verificado el: 28/01/2022

Marca: BGI; Modelo o tipo: BGI110A

> L

Tolerancla para la deﬂexn’)n conforme dndina PR

una MPE de + 0.025Hz

Marca: Mitutoyo

Incertidumbre: + 0.03 mm

Marca: TIM

Incertidumbre: + 1 s (en 60 s)

Marca: Vostch; Modelo o tipo: VC3 4018
Tolerancia para la temperatura: conforme con una MPE
de 3°C; Tolerancia para la humedad: conforme con una
MPE de 5%

Marca: Mltutoyo

Incertidumbre: £ 16 pm (ISO/CQM), +7 pm | (CB)
Marca: FIME

Tolerancia: conforme con una MPE de + 10 um
Marca: Elcometer

Marca: Noviprofibre; Modelo o tipo: N1310

Tolerancia para el ancho de la muestra: conforme con
una MPE de £ 0.1 mm

Marca: Mecmesin; Modelo o tipo: ELS-S 250 N
Incertidumbre: £ 0.22 N @ 3.5 N

" Verificado el: 30/06/2022

Marca: Linear tool

Incertidumbre: + 0.33 mm (rigidez); Incertidumbre: +
0.68 mm (resistencia al calor)

Marca: BGI )

Modelo o tipo: 22N

Tolerancia: conforme con una MPE de 0.11 N
Modelo o tipo: 23.1 N

Tolerancia: conforme con una MPE de 1.2 N
Marca: Mitutoyo; Modelo o tipo: Digital 0-25 mm
Incertidumbre: + 5 um (espesor)

Marca: Keysight; Modelo o tipo: 34420A
Incertldumbre + 6 mOhm

Marca: Agilent; Modelo 0 tlpo 34401A
Incertidumbre: £ 10 mOhm

Marca: Q-Card; Modelo o tipo: 905703-2
Incertidumbre: + 0.9% a 860 nm; 0.8% a 950 nm

Y
Este informe no debe ser reproducido o comunicado exceplo en su dltima versién completa sin modificar.



Patrén para la ubicacién de
contactos
Lector PC/SC

Proyector de perfil

Software: Adquisicién y
tratamiento de espesor
Software: Interfaz del
lector PC/SC
Software: Tratamiento de
datos en bruto del sensor
de fuerza
Software: Adquisicién de
_ resistencia
Software: Adquisicién y
tratamiento de la
deformacion

Temo:higr({lﬁetro (sala de
_ pruebas)

‘ Tei'mo-hig;6met;b 7(caiminr'a [

de pruebas)

Termo-higrémetro (cimara
. de pruebas)

Termo-higrémetro (cdmara
de pruebas)

Maigquina de estrés torsional

Banco de pruebas de
tracciébn

Generador de UV

' Marca: FIME

Referencia interna:

'+ C36/106

Referencia interna: 13/02
Verificado el: 01/07/2022

Nombre del software:
Thickness; Marca: FIME
Nombre del software: ATR
reader; Marca: FIME
Nombre del software: LBC;
Marca: FIME

Nombre del software:
Ohmmeter; Marca: FIME
Nombre del software:
Profile; Marca: FIME

Referencia interna: C09/33

 Verificado el: 16/06/2022

Referencia interna: C09/09

Verificado el: 11/07/2022
Referencia interna: C09/11

Verificado el: 30/05/2022
Referencia interna: C09/18

. Verificado el: 09/02/2022

Referencia interna: 40/07 &
40/07A

Verificado el: 25/02/2022
Referencia interna: C25/05

Verificado el: 14/09/2022

Referencia interna: 36/02

7. Incertidumbres de las mediciones

7.1 Declaracion de cumplimiento

conector de aterrizaje Y/ A ?.:g,-__ reid
Marca: Nikkon; Modelo o tipo: V4I2~J & 7€)
Magnificacién: conforme con unafMPE ge 1¥{5gfc)
Incertidumbre: + 80 um (deforma : T

Versi6n del software: v1.06

Version del sofiware: v1.5

Version del software: v2.37

Version del software: v2.1

Version del software: v1.9

Marca: ELPRO; Modelo o tipo: Ecq

Incertidumbre: £ 0.3 °C; £ 2 %

Incertidumbre: + 1 °C
Marca: ELPRO; Modelo o tipo: Ecolog TH2 J

Incertidumbre: £ 1 °C; + 12 %
Marca: ELPRO; Modelo o tipo: Ecolog TH2

Incertidumbre: + 1 °C; + 3 %
Marca: BGI; Modelo o tipo: BGI110A

Tolerancia para el angulo: conforme con una MPE de +
1.5°; Tolerancia para la frecuencia: conforme con una
MPE de + 0.025Hz

Marca: Mecmesin; Modelo o tipo: Multitest 2.5 dV

Tolerancia para la velocidad: conforme con una MPE

de £ 10 mm/min

Marca: LEAP ELECTRONIC; Modelo o tipo: EPROM
ERASER LER-123A

En este informe, las incertidumbres se dan a un nivel de confianza de k = 2. Para declarar el
cumplimiento, no se han considerado las incertidumbres de medicion. Las declaraciones establecidas
sobre mediciones incluidas en el drea de incertidumbre se identifican con un asterisco.

La verslon aciual y

ituye a todas las

Este informe no debe ser reproducido o comunicado exceplo en su iiltima versién completa sin modificar,



8. Métodos de evaluacion

Siempre que el método de prueba requiera que una muestra permanezca 'funciondl
realizan las siguientes evaluaciones cuando sea aplicable (dependiendo de las fung;
presentes):

Para productos de contacto y duales: deteccion de un ATR utilizando un lectc
conformidad con la resistencia eléctrica de la superficie de los contactos ([R1]
en [R20] §9.6).

Para productos sin contacto y duales: deteccion de una solicitud de comando WAKEUP
utilizando un lector PC/SC ([R4]); las frecuencias de resonancia (en MHz) antes y después de

T . .z ——
las pruebas se indican solo para informacion. \ONS /7
Q‘s\-i\endo

Para productos con banda magnética: las caracteristicas dinamicas deben segf:
conformes con [R23] §7.3. Para la prueba de resistencia a productos quimi {bs
la banda magnética se codifica primero y se mide la amplitud de la sefial.
exposicién, se vuelve a medir la amplitud de la sefial y se compara con el Y@
los criterios de [R23] §6.4 & §6.5.

o

Grietas (grietas que atraviesan el material, visibles en ambos lados de la tarjeta. Las grietas
superficiales no se consideran).

Delaminacién de capas (sobrecapa o capas internas).

Desprendimiento del médulo del cuerpo de la tatjeta.

Decoloraci6n y transferencia de tinte que impide el uso esperado (impresiones o imagenes
descoloridas).

Deterioro de las caracteristicas de seguridad (a menos que se especifique lo contrario).
Cualquier otro dafio que deteriore la funcionalidad de la tarjeta o la informacion.

Estas evaluaciones también se realizan antes de las pruebas, para garantizar que las muestras estaban
intactas antes de las tensiones.

La verslon actual

ye @ todas 18s

y
Este informe no debe ser reproducido o comunicado excepto en su titima version complela sin modificar.



9. Requisitos de ISO 7810:2019 capitulo 8
9.1 Dimensiones de las tarjetas: espesor

Referencia

una tarjeta.

Banco de pruebas

Micrémetro (ver capitulo 6) Software de adquisicion

Procedimiento

Utilice el micrémetro para medir el espesor de la tarjeta en prueba. El espesor se mide ¢
ubicaciones. La medicion puede realizarse en cualquier lugar de un cuadrante, exceptq
contactos del chip, panel de firma, banda magnética o cualquier otra drea elevada.
Criterios

Espesor: [680 pm — 840 pm]

Resultados

Valores en la tabla a continuacién en pm.

Muestra Espesor Q1 Espesor Q2 Espesor Q3 Espesor Q4 Veredicto

1X217 773 772(m) 776 785(M) Aprobado
2X217 775 778 773(m) 791(M) Aprobado
3X217 776 775 774(m) 786(M) Aprobado
4X217  772(m) 73 | 773 776(M) Aprobado
5X217 775 775 776(M) 773(m) Aprobado

(m) significa valor minimo y (M) valor maximo

La version acrual p y ye a todas Ias 3
Este inf no debe ser reproducido o icado exceplo en su titima versién completa sin modificar.




9.2 Dimensiones de las tarjetas: altura y ancho

Referencia

la tarjeta y su paralelismo.

Banco de pruebas

determine la conformidad de la tarjeta.

Criterios

54.030 mm x 85.720 mm

Resultados

Altura x Ancho del rectangulo exterior  Veredicto

Muestra  Altura x Ancho del rectangulo interior

1X217  53.973 mm x 85.594 mm 53.990 mm x 85.610 mm Aprobado
2X217  53.967 mm x 85.594 mm . 54.012 mm x 85.607 mm Aprobado
3X217 53.971 mm x 85.601 mm  54.002 mm x 85.611 mm Aprobado
4X217  53.960 mm x 85.600 mm 54.007 mm x 85.613 mm Aprobado
5X217 53.968 mm x 85.597 mm 54.000 mm x 85.610 mm Aprobado

La version actual reemplaza y sustiluye a todas las versiones anteriores.
Este informe no debe ser reproducido o comunicado excepto en su Gltima versién completa sin modificar



9.3 Dimensiones de las tarjetas: esquinas

Referencia

Basado en [R1] §5.2.3 (criterios en [R20] §5.1.1). El propésito de esta prueba es veri
las esquinas de la tarjeta.

Banco de pruebas
Estaci6n de medicién 3D y software (ver capitulo 6) Carga

Procedimiento

Coloque las tarjetas probadas en el soporte de la estacion. Luego inicie el programa de I
medicion 3D para la medici6n de las esquinas.

Criterios
Radio: [2.88 mm — 3.48 mm]

Resultados

Esquina inferior Esquina inferior  Veredicto
derecha

Esquina superior

Mugstra [=squina superior

izquierda derecha izquierda
1X217 3.194 3.260 3.192 3.049 Aprobado
2X217  3.121 3320 3070 13229  Aprobado
3X217 3278 3273 3.170 3.217 - Aprobado
4X217  3.151 3.158 3.191 3.183 Aprobado
5X217 3.179 3.177 3.201 . 3.259 Aprobado
La vers{6n actual y ye a todas fas

Este inft no debe ser producido o do excepto en su dtima version completa sin modificar.




9.4 Rigidez a la flexién
Referencia

Basado en [R1] §5.8 (criterios en [R20] §8.1). El propésito de esta prueba es dete
a la flexion de la tarjeta cumple con el requisito de la norma.

Banco de pruebas

Banco de rigidez a la flexién Medidor de altura (ver capitulo 6)

Procedimiento

Sujete una tarjeta a lo largo de su lado izquierdo, con el lado frontal hacia arriba. Muevs
medidor de altura al nivel del lado derecho de la tarjeta y restablezca. Aplique la carga i
derecho de la tarjeta y espere 1 minuto. Usando el medidor de altura, mida la deflexion g¢t
derecho. Retire la carga y espere 1 minuto. Usando el medidor de altura, mida la deformagi$
residual.

Criterios

Deflexion: [13 mm — 35 mm] Deformacién: [-1.5 mm — 1.5 mm]

Resultados
Muestra Deflexion (mm) Deformacion (mm) Veredicto
41X217 19.16 -0.09 Aprobado
42X217 19.27 -0.20 Aprobado
43X217 19.26 -0.11 Aprobado
44X217 19.14 -0.27 Aprobado
45X217 20.99 -0.05 Aprobado

Nota: El valor h1 del método de prueba se establece arbitrariamente en 0 mm, antes de la aplicacién
de la carga. Por lo tanto, h2 es la deflexién y h3 es la deformacién (ver [R1] §5.7).

La verslon actual reemplaza y susiituye a todas las verslones anteriores
Este informe no debe ser reproducido o comunicado excepto en su tltima versién completa sin modificar,



9.5 Resistencia a productos quimicos

Referencia

Basado en [R1] §5.5 (criterios en [R20] §8.3). El propésito de esta prueba es determi
productos quimicos comunes pueden dafiar la tarjeta o afectar su funcionalidad.

Banco de pruebas

Herramientas para mediciones de dimensiones (deformacion, espesor y altura & ancho)
Cronémetro

Lector PC/SC

Micro-ohmimetro y banco de medicién de resistencia a 4 hilos (ver capitulo 6)

Procedimiento

Realice todas las mediciones y pruebas necesarias antes de la exposicion segun las caracteristicasie 4\
tarjeta. Seleccione una muestra para cada solucién. Exponer la muestra a su solucién asociada durante
la duraci6n requerida (1 min para exposicion a corto plazo y 24 horas para exposicion a largo plazo).
Después de la eliminacion de la soluci6n, enjuague la tarjeta y séquela con un tejido absorbente. Luego,
vuelva a las condiciones ambientales predeterminadas durante 24 horas. Realice todas las mediciones
y pruebas necesarias 'después de la exposicion’ segun las caracteristicas de la tarjeta.

Cloruro de sodio a Corto Plazo
( Acido acético b Corto Plazo
Carbonato de sodio c Corto Plazo
Alcohol etilico d Corto Plazo
Sacarosa e Corto Plazo
Combustible B (ISO 1817) f Corto Plazo
Etilenglicol g Corto Plazo
Transpiracién artificial alcalina h Largo Plazo
Transpiraci6n artificial 4cida i Largo Plazo

Criterios

Dimensiones: conformidad con los criterios de deformacién, espesor y altura & ancho. Funcionalidad:
las muestras deben permanecer funcionalmente probadas (ver capitulo 8). Aspecto: el examen visual
no debe revelar ningun defecto.

La version actual plaza y ye a todas las anteriores.
Este informe no debe ser reproducido o comunicado excepto en su lltima version completa sin medificar.



9.5 Resistencia a productos quimicos
Referencia

Basado en [R1] §5.5 (criterios en [R20] §8.3). El propésito de esta prueba es dete:
productos quimicos comunes pueden dafiar la tarjeta o afectar su funcionalidad.

Banco de pruebas

Herramientas para mediciones de dimensiones (deformaci6n, espesor y altura & ancho)

Cronémetro
Lector PC/SC
Micro-ohmimetro y banco de medicion de resistencia a 4 hilos (ver capitulo 6)

Procedimiento

Realice todas las mediciones y pruebas necesarias antes de la exposicion segiin las caracteristicas de la
tarjeta. Seleccione una muestra para cada solucién. Exponer la muestra a su solucion asociada durante
la duraci6n requerida (1 min para exposicién a corto plazo y 24 horas para exposicion a largo plazo).
Después de la eliminaci6n de la solucidn, enjuague la tarjeta y séquela con un tejido absorbente. Luego,
vuelva a las condiciones ambientales predeterminadas durante 24 horas. Realice todas las mediciones
y pruebas necesarias 'después de la exposicion' segin las caracteristicas de la tarjeta.

Solucion Codigo
Cloruro de sodio a Corto Plazo
Acido acético b Corto Plazo
Carbonato de sodio c Corto Plazo
Alcohol etilico d Corto Plazo
Sacarosa e Corto Plazo
Combustible B (ISO 1817) f Corto Plazo
Etilenglicol g Corto Plazo
Transpiracién artificial alcalina h Largo Plazo
Transpiracién artificial dcida i Largo Plazo

Criterios

Dimensiones: conformidad con los criterios de deformaci6n, espesor y altura & ancho. Funcionalidad:
las muestras deben permanecer funcionalmente probadas (ver capitulo 8). Aspecto: el examen visual
no debe revelar ningtin defecto.

La version actual y ye 8 rodss las
Este informe no debe ser reproducido o comunicado excepto en su uliima versién completa sin modificar.



Resultados

Dimensiones:
Muestra Cadigo Espesor Altura y Anchura
6X217 a Aprobado Aprobado
7X217 b Aprobado Aprobado
8X217 c Aprobado Aprobado
9X217 d Aprobado Aprobado
10X217 e Aprobado Aprobado
11X217 £ Aprobado  Aprobado
12X217 g Aprobado Aprobado
- 13X217 h Aprobado Aprobado
14X217 i Aprobado Aprobado
Funcionalidad y aspecto:
Muestra Codigo Aspecto Func. de contacto Resistencia eléctrica de los contactos
6X217 a Aprobado Aprobado Aprobado
. 7X217 b Aprobado Aprobado Aprobado
8X217 c Aprobado Aprobado Aprobado
9X217 d Aprobado Aprobado Aprobado
10X217 € Aprobado Aprobado Aprobado
11X217 f Aprobado Aprobado Aprobado
12X217 g Aprobado Aprobado ~ Aprobado
13X217 h Aprobado Aprobado Aprobado
14X217 i Aprobado Aprobado Aprobado

La version actual [ y ye a 10das 1as .
Este informe no debe ser reproducido o comunicado excepio en su tltima versién completa sin modificar.
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9.6 Estabilidad dimensional de la tarjeta y deformacién con temperatura y hu

Referencia

Basado en [R1] §5.6 (criterios en [R20] §8.4). El propésito de esta prueba es
dimensiones y la deformaci6n de las tarjetas permanezcan dentro de los requisitos esﬁﬂ'@ués de
exposiciones a las condiciones detalladas a continuacion. ‘\L DOM lN‘_;j‘.?_;';

Banco de pruebas

climética (ver capitulo 6)

Procedimiento

Mida el espesor, altura, ancho y deformacion de las tarjetas antes de las exposiciones (t0)) X
muestras en una superficie plana horizontal y expéngalas a las condiciones climaticas a congftagio
durante 60 minutos:

o tl:-35°C
o 12:+50°C/95% HR

Después de cada secuencia, devuelva las muestras a las condiciones ambientales predeterminadas
durante 24 horas antes de realizar las mediciones de dimensiones y deformaci6n. Evalie las
dimensiones en t1 (después de la exposicién al frio) y t2 (después de la exposicién al calor himedo).

Criterios

Espesor: [680 pm — 840 pm]
Rectangulo interior (altura x ancho): 53.920 mm x 85.470 mm
Rectangulo exterior (altura x ancho): 54.030 mm x 85.720 mm
Deformacién: inferior a 1.5 mm

La version actual y ye a todas fas
Este informe no debe ser reproducido o comunicado excepto en su tiltima versién completa sin modificar.



Resultados

Muestra

1X217
2X217
3x217
4x217
5X217

Mutestra

1X217
| 2X217
3X217
4X217
5X217
Muestra

1X217

2X217

3xX217
4x217

5X217
Muestra

Recténgulo interior @ t0 altura (mm) X
ancho (mm)

53.973 mm x 85.594 mm
53.967 mm x 85.594 mm
53.971 mm x 85.601 mm
53.960 mm x 85.600 mm
53.968 mm x 85.597 mm

Rectangulo interior @ tl altura (mm) X
ancho (mm)

53.967 mm x 85.592 mm
53.960 mm x 85.592 mm
53.969 mm x 85.598 mm
53.961 mm x 85.603 mm
53.971 mm x 85.595 mm

53.958 mm x 85.580 mm
53.954 mm x 85.581 mm
53.964 mm x 85.590 mm

53.953 mm x 85.591 mm

53.962 mm x 85.588 mm

Espesor @ 10 Veredicto

{um)

Rectangulo interior ) 2 altura (mm) X
ancho (mm)

Espesor (@ tl Veredicto
(Lm)

Rectangulo exterior (@ t0 altura (mp; X
ancho (mm)
53.990 mm x 85.610 mm
54.012 mm x 85.607 mm
54.002 mm x 85.611 mm
54.007 mm x 85.613 mm
54.000 mm x 85.610 mm
Rectangulo exterior /@ t! altura (mm) X Ve
ancho (mm)
53.995 mm x 85.609 mm
54.002 mm x 85.607 mm
54.014 mm x 85.614 mm
53.999 mm x 85.611 mm
54.002 mm x 85.610 mm
Rectangulo exterior (@ 12 altura (mm) X
ancho (mm)
53.985 mm x 85.596 mm
54.007 mm x 85.597 mm
54.006 mm x 85.605 mm
53.989 mm x 85.605 mm
53.993 mm x 85.599 mm

Espesor 7@ t2 Veredicto
(1m)

Aprobado 791 Aprobado 796 Aprobado
2X217 | 791 Aprobado 790 Aprobado = 793 Aprobado
3X217 786 Aprobado 794 Aprobado 797 Aprobado
4X217 | 776 Aprobado 796 Aprobado 799 Aprobado

o= Aprobado 793 Aprobado 794 Aprobado
Muestra Alabeo @ t0 Veredicto Alabeo @ tl Veredicto Alabeo /@ 12 Veredicto
(mm) (mm) (mm)

1X217  0.845 Aprobado  0.845 APROBADO 0. Aprobado
2X217  0.856 Aprobado  0.856 APROBADO | 0.846 Aprobado
3X217 0871 Aprobado  0.860 APROBADO 0.837 Aprobado
4X217  0.855 Aprobado  0.859 APROBADO 0.838 Aprobado
5X217 0818 Aprobado  0.813 APROBADO 0.789 Aprobado

La versién actual p y ye a fodas [as anteriores.
Este informe no debe ser reproducido o comunicado excepto en su Gltima versién complela sin modificar.



9.7 Resistencia a la delaminacién

Referencia

Basado en [R1] §5.3 & §5.4 (criterios en [R20] §8.7). El propésito de esta prueba es
de despegue entre las capas del cuerpo de la tarjeta.

Banco de pruebas

Herramienta de corte de doble disco Banco de pruebas de traccién Dinam6metro y sensor de fuerza
Software de tratamiento de datos (ver capitulo 6)

Procedimiento _-
N
_ Z\
Corte la tarjeta para hacer secciones de 10 mm de ancho ( 0.2 mm). Usando un cuchillo/afifades g el <87 \\
la capa a probar del nticleo en aproximadamente 10 mm de largo, insértela entre los rodilles Yufljelg I;“ sy = J}
sensor de fuerza. Péguelas en una placa estabilizadora si las secciones son demasiado flexitbde 086852 /}
medir la fuerza de despegue en el borde de la tarjeta. Para la medicion en el borde,\g R4
/

espaciador del mismo grosor que la muestra de prueba. Inicie la prueba de despegue a 3003
observando si hay desgarro o ruptura. Analice la traza, excluyendo los primeros y ultimos p-de)
registro, para encontrar el punto més bajo (los picos negativos que tienen una longitud inferior a 1 mm
en el nivel de criterio se ignoran).

Criterios

Fuerza de despegue (capa de la tarjeta): > 3.5 N

Resultados

Muestra Interfaz de la Fuerza minima Comentario Veredicto

banda (N)
54X217 A Frontal - Preparacion de la muestra no posible*  Aprobado
54X217 B Posterior - Preparacion de la muestra no posible*  Aprobado
55X217 A Frontal - Preparacion de la muestra no posible*  Aprobado
55X217 B Posterior - Preparaci6n de la muestra no posible*  Aprobado
56X217 A Frontal - Preparacion de la muestra no posible*  Aprobado

56X217 B Posterior Preparacién de la muestra no posible*  Aprobado

*: en tal caso, [R20] §8.7 establece que este comportamiento se considera automéaticamente
aceptable.

La version acnual plaza y ye a todas las anteriores.
Este informe no debe ser reproducido o comumicado excepto en su tltima versién completa sin modificar



9.8 Adhesion o bloqueo
Referencia

Basado en [R1] §5.7 (criterios en [R20] §8.8). El propésito de esta prueba es dete
efecto negativo del apilamiento de tarjetas no grabadas.

Banco de pruebas

Camara climatica Calibrador Carga (ver capitulo 6)

Procedimiento

Haga una pila de cinco tarjetas probadas (todas las tarjetas deben tener los lados pos ;’ !
abajo). Prepare otra pila con cinco tarjetas de prueba. Use la carga para generar la presfon:
especificada. Exponer el conjunto al ambiente de prueba (40°C / 50% HR) durante 4?&5%0

devuelva las tarjetas al ambiente predeterminado. "a}‘

Criterios N

Adhesion: las tarjetas deben separarse facilmente de manera manual. Aspecto: el examen visual no
debe revelar ningin defecto.

Resultados

Muestra Separacion manual Aspecto

49X217 Aprobado Aprobado
50Xx217 Aprobado Aprobado
51X217 Aprobado Aprobado
52X217 Aprobado Aprobado
53X217 = Aprobado Aprobado

La version acual y ye a todas Ias
Este informe no debe ser reproducido o comunicado excepto en su Gllima version completa sin modificar.




9.9 Opacidad

Referencia

Basado en [R1] §5.11 (criterios en [R20] §8.9). El propésito de esta prueba es dete
del cuerpo de la tarjeta en las longitudes de onda de 860 nm y 950 nm.

Banco de pruebas

Probador de opacidad (ver capitulo 6) Pantallas de referencia negras y ORM 7810

e WY

Procedimiento : X u}_ \
[k @Sg%ﬁ% =)
Seleccione la longitud de onda de 860 nm y permita que el probador se caliente. Verifique qu ELVR i€ £

3 ,
P4
S

de la pantalla de referencia negra sea 0. Registre el valor medido para la pantalla de referenci %R / ,‘ 101698852 -

7810. La tarjeta se escanea para encontrar la ubicacién que muestra el valor de opacidad més ba
coincide con el valor méximo del porcentaje devuelto por el probador de opacidad). La ubicacio
Ja opacidad mas baja puede estar en cualquier parte de la tarjeta, excepto en las areas 'c'y'd', como se
muestra en el diagrama. Repita con la longitud de onda de 950 nm.

Criterios

El valor méximo del porcentaje medido en la tarjeta probada debe ser inferior al valor medido en la
pantalla de referencia ORM 7810 (para ambas longitudes de onda).

Resultados
Muestra 860 nm 950 nm Veredicto

Pantalla de referencia negra 0 0 =
Pantalla de referencia ORM 7810 3.7 3.6 -
46X217 0.1@(15,15)  0.1@(15,40)  Aprobado
46X217 0.1@ (45, 15) 0.1@ (45, 40) Aprobado
47X217 0.1@ (70, 15) 0.1@ (70, 40) Aprobado
47X217 0.1@ (15, 15) 0.1@ (15, 40) Aprobado

. 48X217 0.1@ (45, 15) 0.1@ (45, 40) Aprobado
48X217 0.1@ (70, 15) 0.1@ (70, 40) Aprobado

La verslon actual

Este informe no debe ser reproducido o comunicado exceplo en su titima versién completa sin modificar.



9.10 Deformacion de la tarjeta

Referencia

Basado en [R1] §5.1 (criterios en [R20] §8.10). El propésito de esta prueba es medi
de una tarjeta.

Banco de pruebas

Proyector de perfil (ver capitulo 6) Soporte de muestras Software de adquisicion

Procedimiento

Coloque el soporte de muestras en el proyector de perfil. Cologue la tarjeta en prueba
muestras. Mueva al punto més bajo de la tarjeta y restablezca el micrémetro. Encuen
alejado en el lado opuesto de la tarjeta y mida la distancia de altura desde el punto més baj

Criterios
Deformacion; inferior a 1.5 mm.

Resultados

Muestra Deformacion (mim) Veredicto
1X217 0.845 Aprobado
2X217 0.856 Aprobado
3X217 | 0.8371 | Aprobado
4X217 0.855 Aprobado
5X217 0.818 Aprobado

DIMENSION DE LA TARJETA deformacién

i}

1o

0’

Range (in mm)

La version actual p y ituye a todas las i anteriores.
Este informe no debe ser reproducido o comunicado excepto en su ullima versibn complela sin modificar.



9.11 Resistencia al calor

Referencia

Basado en [R1] §5.14 (criterios en [R20] §8.12). El propésito de esta prueba es
exposici6n a alta temperatura afecta la rigidez de las tarjetas.

Banco de pruebas

Banco de rigidez a la flexién Medidor de altura C4mara climética Placa de superficie de granifo
capitulo 6)
Procedimiento
Sujete las tarjetas a lo largo de sus lados derechos, con el lado frontal hacia arriba (la ubicaci6én de
contactos debe estar opuesta al dispositivo de sujecién). Baje la sonda del medidor de altura hasta la
placa de superficie de granito y restablezca. Mueva la sonda del medidor de altura al nivel del lado
izquierdo de cada tarjeta y registre la altura medida. Exponer las tarjetas a una temperatura de 50°C °

durante 4 horas. Devuelva las tarjetas al ambiente predeterminado y espere al menos media hora.
Usando el medidor de altura, mida la deformacion residual de cada tarjeta.

Criterios
Deformacion: < 10 mm

Resultados

Muestra Orientacion Deformacion (mm) Veredicto
59X217 Lado frontal arriba 0.32 Aprobado
60X217 Lado frontal arriba 0.20 Aprobado
61X217 Lado frontal arriba 0.31 Aprobado
62X217 Lado posterior arriba 0.09 Aprobado
63X217 Lado posterior arriba 0.09 Aprobado

La version sctuaf reempluzs ¥ ye a10dss las
Este informe no debe ser reproducido o comunicado excepto en su ttima version completa sin modificar,



9.12 Estrés de flexion dindimica

Referencia

Basado en [R1] §5.9 (criterios en [R20] §8.14). El propésito de esta prueba es determi
de flexién puede dafiar 1a tarjeta o afectar su funcionalidad.

Banco de pruebas

hilos (ver capitulo 6)
Procedimiento
Las tarjetas se doblan 1000 veces, siguiendo estos pasos:

La méaquina se configura para doblar la tarjeta por la curvatura de los lados largos.
Coloque las tarjetas con el lado frontal hacia arriba. Ejecute 250 ciclos a 0.5 Hz.
Reposicione las tarjetas con el lado posterior hacia arriba y ejecute 250 ciclos a 0.5 Hz.
Configure la maquina para doblar la tarjeta por la curvatura de los lados cortos.
Coloque las tarjetas con el lado frontal hacia arriba. Ejecute 250 ciclos a 0.5 Hz.
Reposicione las tarjetas con el lado posterior hacia arriba y ejecute 250 ciclos a 0.5 Hz.

Criterios

Funcionalidad: las muestras deben permanecer funcionalmente probadas (ver capitulo 8). Aspecto: el
examen visual no debe revelar ninguna parte agrietada.

Resultados

Muestra  Aspecto  Funcionalidad del contacto (ATR)  Resistencia eléctrica de los contactos
18X217 Aprobado Aprobado Aprobado
19X217  Aprobado. Aprobado. Aprobado
20X217 Aprobado Aprobado Aprobado
21X217  Aprobado Aprobado Aprobado
22X217 Aprobado Aprobado Aprobado

La version actual reemplaza y sustituye a todas 1as versiones anteriores
Este informe no debe ser reproducido o comunicado excepto en su (ltima versién completa sin modificar,



10. Requisitos de ISO 7810:2019 capitulo 9

10.1 Resistencia eléctrica de la superficie de los contactos

Referencia

s
Nl

Basado en [R1] §6.7 (criterios en [R20] §9.6). El propésito de esta prueba es de
resistencias eléctricas de la superficie de los contactos cumplen con los requisitos estandar.

Banco de pruebas AT
xS INT&P/y\x

Micro-ohmimetro Banco de medicion de resistencia a 4 hilos Software de adquisicion d%?%)} cia ‘9’4;.;\.‘
(ver capitulo 6) A o’ T
,I‘[.?c LS gﬂ;” %)
- . |1‘ e '.f-‘\ ;(J‘;‘ .I
Procedimiento N {01898g5, = /;
N\ Vi

Usando el banco de medicién de resistencia a 4 hilos, coloque las dos sondas en el primer ¢o 'Q
micro-ohmimetro realiza la medicion y la envia al software de adquisicién. Contintie con lo
contactos y otras muestras.

Criterios

Resistencia eléctrica de la superficie: < 500 mQ

Resultados

Muestra Cl C2 3 Cc4 3 C8 Veredicto
6X217 39mQ 39mQ 402.0 M 39mQ _39@9_ 40mQ N/A A_pr(_)bado
L 7X217 40mQ 39mQ 39mQ  NA  39mQ 39mQ  39mQ N/A  Aprobado
. 8X217 39mQ 39mQ 3I9mQ N/A  38mQ 38mQ 39mQ N/A  Aprobado

La version actual y atodas las anteriores.
Este informe no debe ser reproducido o comunicado excepto en su Gltima version completa sin modificar.
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10.2 Resistencia a productos quimicos: niebla salina

Referencia

Basado en [R1] §5.5 y ISO 9227 (criterios en [R20] §9.8). El propdsito de esta pruel & detefrn
N

si los productos quimicos comunes pueden daitar la tarjeta o afectar su funcionalidad. T4, oS
L oopmimneO:

Banco de pruebas

medicion de resistencia a 4 hilos (ver capitulo 6)

Procedimiento

Exponer las tarjetas a un ambiente de niebla salina. Los pardmetros de la cAmara de pruehgee
establecerse en los siguientes valores:

e Concentracién de cloruro de sodio: 50 £ 5 g/L
e Densidad de la soluci6n: 1029 < p (kg/m®) <1036
e pH de la solucién salina: 6.5 <pH <7.2

La exposicién dura 24 horas. Después de la exposicién, los parametros de prueba son:

pH de la soluci6n: 7.1

Densidad de la solucion: p = 1034 kg/m®
Presién: 1.0 bar

Temperatura: 35°C

Después de la exposicién, las tatjetas se enjuagan y se secan con un tejido absorbente. Luego, se
devuelven al ambiente predeterminado durante 24 horas.

Criterios
Dimensiones: conformidad con los criterios de deformacion, espesor y altura & ancho.
Funcionalidad: las muestras deben permanecer funcionalmente probadas (ver capitulo 8). Aspecto: el

examen visual no debe revelar ningtin defecto.

Nota: La exposicién a la niebla salina es subcontratada.

1.8 version acrual y atodes las
Este informe no debe ser reproducido o comunicado excepto en su tiltima versién completa sin modificar.




Resultados

Dimensiones:
Muestra Espesor Altura y Anchura Alabeo
15X217 Aprobado Aprobado Aprobado
16X217 Aprobado Aprobado Aprobado
17X217  Aprobado - Aprobado N ~_Aprobado

Funcionalidad y aspecto:

Funcionalidad de contacto

Muestra Aspecto

15X217 Aprobado  Aprobado ~ Aprobado
16X217  Aprobado  Aprobado ~ Aprobado
17X217  Aprobado  Aprobado Aprobado

La verslon acrual p y ye a [odas las anteriores.
Este infc no debe ser reproducido o icado excepto en su Gltima versién completa sin modificar,




10.3 Estrés torsional dinsimico

Referencia

Basado en [R1] §5.10 (criterios en [R20] §9.11). El propésito de esta prueba es dete
torsional puede dafiar la tarjeta o afectar su funcionalidad.

Banco de pruebas

hilos (ver capitulo 6)
Procedimiento

Las tarjetas se retuercen 1000 veces con un éngulo de 2x 15° y una frecuencia de 0.5
Criterios

Funcionalidad: las muestras deben permanecer funcionalmente probadas (ver capitulo 8). Aspecto: el
examen visual no debe revelar ninguna parte agrietada.

Resultados
Muestra Aspecto Funcionalidad del contacto Resistencia eléctrica de los contactos
23X217 Aprobado Aprobado Aprobado
24X217 Aprobado Aprobado Aprobado
25X217 Aprobado Aprobado Aprobado
26X217 Aprobado Aprobado Aprobado
27X217 Aprobado Aprobado Aprobado
La verslon actual y sustltuye 8 todas 1as

Este informe no debe ser reproducido o comunicado excepto en su Gitima version completa sin modificar,



11. Requisitos de ISO 7816-1

11.1 Perfil de la superficie de los contactos

Referencia

Basado en [R1] §6.9 (criterios en [R30] §4.2). El propésito de esta prueba es medir la altura de cada

contacto, utilizando la superficie frontal de la tarjeta como referencia.

Banco de pruebas
Comparador (ver capitulo 6)

Procedimiento

esta linea est4n a 2 mm de la superficie metalizada. Mida la altura de los puntos de inicio y final. El
grosor base es el promedio de estos dos valores. A lo largo de la linea de medicién, mida las alturas de
C1 y C5. Calcule la diferencia entre las alturas y el grosor base. Proceda de la misma manera con los

otros pares de contactos (C2 — C6, C3 — C7 y C4 — C8 si estén presentes).

Criterios

Altura de los contactos desde la superficie del cuerpo de la tatjeta: [-100 pm - +100 pm]

Resultados

Valores en la tabla a continuacién en pm.

Muestra C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 Veredicto
46X217 -8 15 -6 NA -13 -85 -6 N/A  Aprobado
47X217 -9 17 -9 N/A -6 -6 -5 N/A  Aprobado

48X217 13 18 -185 NA -12 4 11,5 N/A  Aprobado

La version actual p y ye a todas fas
Este infc no debe ser reproducido o icado excepto en su iltima versién completa sin modificar.
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12. Requisitos de ISO 7816-2 f;' < é? %5! N
i o : %

12.1 Dimensién y ubicacion de los contactos i€ sﬁﬁ
Referencia 2. TIOE

N

2

Basado en [R1] §6.3 (criterios en [R31] §4). El proposito de esta prueba es determinar si“%
dimensi6n y ubicacion de los contactos de la tarjeta cumplen con los requisitos estdandar. TrSmmIT
Banco de pruebas
Proyector de perfil (ver capitulo 6) Patron para la ubicacion de contactos Bloque de refqpeﬁi\
contactos Carga 7S\

1S e

e 2R

Procedimiento 5.\'3— et Gl DL

ll'\_‘\% RNC: 104

Coloque el bloque de referencia de contactos en la placa del proyector de perfil y alinéglo<gon €l | . ot
patrén de contactos (en la pantalla del proyector de perfil), moviendo el eje del pmyecm%g}}ﬂ
Coloque la tarjeta en prueba en la placa del proyector de perfil y manténgala con la carga. Ver

si las areas minimas de contacto materializadas del patrén estin completamente cubiertas por la
metalizacion. Verifique si la metalizacion dentro de las dreas minimas de contacto materializadas no

esta conectada a ningun otro contacto. En caso de duda, utilice la estacién de medicién 3D para medir

la dimensién y ubicacion reales.

Criterios

Valores en la tabla a continuacion en mm.

Contacto Borde izquierdo Borde derecho Borde inferior Borde superior
C1 <10.25 212.25 <£19.23 220.93
c2 <10.25 21225 s21.77 223.47
C3 <£10.25 212.25 <24.31 226.01
C4 £10.25 212.25 <26.85 228.55
C5 <17.87 219.87 £19.23 220.93
C6 <17.87 219.87 <21.77 223.47
Cc7 <17.87 21987 = s24.3 226.01
Cc8 <17.87 219.87 <26.85 228.55
La verston actual y atodas las anteriores.

Este informe no debe ser reproducido o comunicado excepto en su Gltima versién completa sin modificar,



Resultados

Muestra

46X217
4TX217
47X217
48x217
48x217
49X217
49X217
50X217

50X217

Elemenlo
Dimensién
Sin conexion
Dimension
Sin conexion
Dimension
Sin conexion
Dimension
Sin conexién
Dimension

Sin conexion

Aprobado

Aprobado

Aprobado
Aprobado
Aprobado

Aprobado

Aprobado
Aprobado

Aprobado |

Aprobado

La versi6n actual ¥ sust

Este informe no debe ser reproducido o comunicado excepto en su fllima versién corpleta sin modificar.

ye a todas fas

Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado

anteriores.

Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado

| Aprobado

Aprobado
Aprobado
Aprobado A
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado

Aprobado




13. Requisitos de versiones anteriores de normas
13.1 Luz ultravioleta

Referencia

Banco de pruebas

Generador de luz ultravioleta Lector PC/SC Micro-ohmimetro y banco de medici6n de resjgfe
hilos (ver capitulo 6)

Procedimiento

Las tarjetas se exponen a una luz monocromatica (longitud de onda: 254 nm). Primero se expui¢el )
lado frontal a un total de 0.15 Ws/mm?. Luego, repita la exposicién para el lado posterior de las ==
tarjetas.

Criterios

Funcionalidad: las muestras deben permanecer funcionalmente probadas (ver capitulo 8).

Resultados

Muestra Funcionalidad del contacto Resistencia eléctrica de los contactos
36X217 Aprobado Aprobado
@7)9 17  Aprobado Aprobado
38X217 Aprobado Aprobado

La version actual y sustituye a 10dss las anteriores,
Este informe no debe ser repmducldo o comunicado exceplo en su Gltima versién completa sin modificar.



, 14. Términos y condiciones

Estos Términos y Condiciones Especificos complementan los Términos y Condiciones Generales de
Venta y Suministro de Fime, que fueron proporcionados y aceptados por el Cliente antes de
proporcionar los servicios.

14.1 Descargos de responsabilidad

Este informe de prueba contiene solo informacion sobre las muestras probadas. No e
de toda la producci6n del producto. Este informe de prueba no constituye una aproba
autoridad de prueba.

14.2 Compromiso

Certificamos que los resultados incluidos en este informe de prueba son los resultados precisos §
pruebas realizadas en las muestras probadas. Las pruebas se realizan en un banco de pruebas califitado
y aceptado en el momento de la sesién de pruebas.

14.3 Propiedad intelectual

Consulte los Términos y Condiciones Generales de Venta y Suministro de Fime, que fueron aceptados
por el Cliente cuando se acept6 la Oferta Comercial de Fime. Tenga en cuenta que este informe puede
contener referencias a marcas comerciales de terceros. En particular, tenga en cuenta que el logotipo
de COFRAC se reproduce en la primera pagina de este informe. De acuerdo con GEN REF 11 Rev8
de COFRAG, el logotipo de COFRAC se utiliza solo para indicar que este informe ha sido preparado
por Fime SAS haciendo negocios como Fime EMEA. El Cliente adquiere derechos en cualquiera de
las marcas comerciales utilizadas en este documento, y en particular estd prohibido reproducir el
logotipo de COFRAC en cualquier documento que no sea una copia exacta de este Informe de Prueba.
Fime est4 obligado a informar cualquier uso abusivo del logotipo de COFRAC de acuerdo con los
términos de nuestra acreditacion.

14.4 Almacenamiento

El almacenamiento de las muestras se realizard durante 3 meses después de la emision del informe. El
almacenamiento de los datos de prueba se realizard durante 10 afios después de la emisi6n del informe.

14.5 Procedimiento de quejas
El laboratorio tiene una politica y procedimientos adecuados para la resolucién de quejas de clientes u

Y artes. Este procedimiento incluye una investigacion y acciones correctivas si se confirma el
Py “Fp"'” p%'b . Un correo electrénico puede ser enviado directamente al servicio de calidad a

ali fimc.com. Este procedimiento esta disponible a solicitud.
Ay, r L%

Fon Pumido a soliitud del interesado e inscrito en mi protocolo en Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la Repiblica

:ff:? og icana, h¢y Diez (10) del mes de Julio del afio Dos Mil Veinticuatro (2024).
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1. Revision history

2022/11/25 1.0 YBR Initial version

2. Test results summary
2.1 Caodification

PASS:; passed test
FAIL.: failed test
N/A: not applicable test

2.2 Summary

ISO card durability test session
Vendor: SELP ANGOULEME

Product name: PAK National ID Card Engraved Medule———

Comment

ISO 7810 chapter 8 requirements
Dimensions of cards: thickness”
Dimensions of cards: height & width*
Dimensions of cards: corners
Bending stiffness
Resistance to chemicals
Card dimensional stability and warpage with temperature and humidity*
Peel strength
Adhesion or blocking
Opacity
Card warpage*
Resistance to heat
Dynamic bending stress
ISO 7810 chapter 9 requirements
Electrica! surface resistance of contacts of ICCs with contacts
Resistance to chemicals: salt mist
Dynamic torsional stress
1SO 7816-1 requirements
Surface profile of contacts of ICCs with contacts®
ISO 7816-2 requirements
Dimension and location of contacts for ICCs with contacts
Requirements from previous versions of standards

Ultraviolet light
*: FIME is accredited by COFRAC for this test.

The current version supersedes and replaces all previous versions

PASS
PASS
PASS
PASS
PASS
PASS
PASS
PASS
PASS
PASS
PASS
PASS

PASS
PASS
PASS
PASS
PASS

PASS

This report shall not be reproduced or communicated except in its full unmodified latest version
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I1SO card durability test session
Vendor: SELP ANGOULEME

Product name: PAK National ID Card Engraved Module

Report reference and version: C22REP01-612_ISQ

2.3 Conclusion

Test session results show that the tested samples meet the requirements necessg
the customer’s test plan based on ISO, as detailed in this report.
The decision rule applied for the test results is detailed on Measurement's u
section.

The current version supersedes and replaces all previous versions
This report shall not be reproduced or communicated except in its full unmodified latest version

TEST REPORT — 2022/11/25 © 2021 Fime — all rights reserved- CONFIDENTIAL
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ISO card durability test session
Vendor: SELP ANGOULEME
Product name: PAK National ID Card Engraved Module

3. References documents

References
Identification cards — Test methods — G

[R1] ISO/IEC 10373-1:2020 D e ‘\_ _

[R2] ISO/IEC 10373-2:2015 Identification cards — Test methods — Part 2: Card
) with magnetic stripes

[R4] ISO/IEC 10373-6:2016 Test Methods for Proximity Cards
[R20] ISO/CEI 7810:2019 Identification cards — Physical characteristics
Identification cards — Recording technique —

[R21] ISO/CEI 7811-1:2018 Embossing

Identification cards — Recording technique — Part 6:
Magnetic stripe — High coercivity
Identification cards — Integrated circuit cards — Part 1:
Physical characteristics
Identification cards — Integrated circuit cards — Part 2:
[R31] ISO/CEI 7816-2:2007 Cards with contacts — Dimension and location of
contact
Identification cards — Card Service Life — Part 2:
Method of Evaluation

[R23] ISO/CEI 7811-6:2014

[R30] ISO/CEI 7816-1:2011

[R41] ISO/IEC 24789-2:2011

The current version supersedes and replaces all previous versions
This report shall not be reproduced or communicated except in its full unmodified latest version

TEST REPORT — 2022/11/25 © 2021 Fime — all rights reserved- CONFIDENTIAL 6137



1SO card durability test session
Vendor: SELP ANGOULEME
Product name: PAK National ID Card Engraved Mod L —

4. Laboratory information
4.1 Testing laboratory identification

Name and address of the laboratory that performed the tests and issued this test report:

Fime EMEA

Z.l. de la Folie Couvrechef

8, rue Commodore J.H. Hallet
14000 Caen — France
Telephone: +332 31 44 08 07

4.2 Accreditation status
The laboratory is accredited by COFRAC Essais for ISO 17025, reference 1.1709, scope

available on www.cofrac.fr, covering the tests identified with an asterisk in the Tests Results
Summary section.

4.3 Personnel

The following persons have collaborated on the preparation, execution or reporting of the
tests contained in this report:

G. Béhue Experienced Test Technician
Y. Briard Experienced Test Technician
L. Morcel Expert
Owned by Y. Briard Experienced Test Technician
Reviewed by L. Morcel Expert
Authorized by L. Morcel Expert

4.4 Operating procedures

The internal procedures that relate to the execution of the tests are available in the
Quality Assurance Plan CARD_DURABILITY.
The template used to create this report is rep_Generic_Physical_v7.0.

The current version supersedes and replaces all previous versions
This report shall not be reproduced or communicated except in its full unmodified latest version

TEST REPORT —2022/11/25 © 2021 Fime — all rights reserved- CONFIDENTIAL 7137



ISO card durability test session
Vendor: SELP ANGOULEME

4.5 Subcontracting

In accordance with the estimate accepted by the Customer, the following tests have b
subcontracted to: salt mist exposure.

4.6 Operating conditions

The tests have been run with the following external conditions throughout the session:

Temperature 23°C £ 3°C
Relative humidity 40% to 60%

Environmental conditions are recorded with thermo-hygrometer (continuously for test room,
during operations for test chambers).

The current version supersedes and replaces all previous versions
This report shall not be reproduced or communicated except in its full unmodified latest version
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ISO card durability test session
Vendor: SELP ANGOULEME

Product name: PAK National ID Card Engra\.r edlE
Report reference and version: C22REP01-61 $

5. Customer & samples information

5.1 Customer identification

Company name SELP ANGOULEME

Address Rue Louis Pergaud, 16000 Angouleme, France
Contact CHAMBRE Sebastien

Tel +33545255114

E-mail s.chambre@gmail.com

5.2 Sample information

Product name: PAK National ID Card Engraved Module
Type: ICC 6 pins
Features: logos

Samples tested by the Testing Laboratory are identified in the following tables:

Tracking number Internal 1D Reception date

PAK Na“°"an'n’;3§rd Engraved  ~oo5TNO1-612 1X217 to 70X217 2022/11/02

5.3 Sampile picture

{a’%} PAKISTAN matoraiidoniycirs | [
e i

—

The current version supersedes and replaces all previous versions
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;I ISO card durability test session
: Vendor: SELP ANGOULEME
Product name: PAK National |D Card Engraved Mod

6. Test equipment information

TYPE DESCRIPTION

3D measuring station Internal reference: 13/04 Verified on: 2022/04/04
Brand: MicroVu Width uncertainty: £ 12
Height uncertainty: £ 8 ym
Corner radius: £ 40 ym
Z axis MPE:
compliant with + 2.2 pm +(5L/1000)
4 wires resistance Internal reference: 49/01 Verified on: 2022/07/04
measurement bench Brand: FIME Tolerance for applied force:
compliant with a £ 0.1 N MPE
Tolerance for contacts locations:
compliant with 14/03 pattern
Bending stiffness bench Internal reference: 52/04 Verified on: 2022/01/28
Bending stress machine Internal reference: 40/07 & 07B  Verified on: 2022/03/04
Brand: BGI Tolerance for deflection:

Model or Type: BGI110A:FT2 compliant with a £ 1mm MPE
Tolerance for frequency:
compliant with a £ 0.025Hz MPE

Caliper Internal reference: 20/01 Verified on: 2022/02/23
Brand: Mitutoyo Uncertainty: + 0.03 mm

Chronometer Internal reference: 60/01 Verified on: 2022/07/01
Brand: TiM Uncertainty: £ 1 s (on 60 s)

Climatic chamber Internal reference: C02/05 Verified on: 2022/05/11
Brand: Vostch Tolerance for temperature:
Model or Type: VC3 4018 compliant to a MPE of 3°C

Tolerance for humidity:
compliant to a MPE of 5%

Comparator Internal reference: 18/01 Verified on: 2021/12/03
Brand: Mitutoyo Uncertainty: £ 16 um (ISO/CQM)
+ 7 ym (CB)
Contacts reference block Internal reference: 14/03 Verified on: 2021/09/13
Brand: FIME Tolerance:
compliant to a £ 10 pm MPE
Cutting tool Internal reference: 41/12 Verified on: 2021/11/10
Brand: Elcometer
Double disc shearing tool Internal reference: 22/39 Verified on: 2021/11/10
Brand: Noviprofibre Tolerance for specimen width:
Model or Type: N1310 compliant with a £ 0.1 mm MPE
Force sensor Internal reference: 55/04 Verified on: 2022/01/19
Brand: Mecmesin Uncertainty: £+ 022N @ 3.5N
Model or Type: ELS-S 250 N
Granite surface plate Internal reference: 21/03 Verified on: 2022/06/30

Tolerance for roughness:
compliant with a < 3.2 ym MPE

The current version supersedes and replaces all previous versions
This report shall not be reproduced or communicated except in its full unmodified latest version
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TYPE

Height gage

ICC holder

Load

Load

Micrometer

Micro-ohmmeter

Multimeter

Opacity tester

Pattern for location of contacts
PC/SC reader

Profile projector

Software: Thickness
acquisition and treatment

Software: PC/SC reader
interface

Software: Treatment of raw
data of force sensor

Software: Resistance
acquisition

Software: Warpage acquisition
and treatment

Thermo-hygrometer (test
room)

Thermo-hygrometer (test
chamber)

DESCRIPTION

Internal reference: 22/38
Brand: Linear tool

Internal reference: 52/05
Brand: BGI

Internal reference: 22/11 to
22/15
Model or Type: 2.2 N

Internal reference: 22/29
Model or Type: 23.1 N

Internal reference: 19/10
Brand: Mitutoyo
Model or Type: Digital 0-25 mm

Internal reference: C28/30
Brand: Keysight
Model or Type: 34420A

Internal reference: 07/02
Brand: Agilent
Model or Type: 34401A

Internal reference: 41/04
Brand: Q-Card
Model or Type: 905703-2

Brand: FIME

Internal reference: C36/106
Brand: FIME / Identive
Model or Type: SDI 011 with
landing connector

Internal reference: 13/02
Brand: Nikkon
Model or Type: V-12

Software name: Thickness
Brand: FIME

Software name: ATR reader
Brand: FIME

Software name: LBC
Brand: FIME

Software name: Ohmmeter
Brand: FIME

Software name: Profile
Brand: FIME

Internal reference: C09/33
Brand: ELPRO
Model or Type: Ecolog LH2

Internal reference: C09/09
Brand: ELPRO
Model or Type: Ecolog TH2

The current version supersedes and replaces all previous versions
This report shall not be reproduced or communicated except in its full unmodified latest version
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Uncertainty: + 0.33 mm Y
Uncertainty: + 0.68 mm (resistange—
to heat)

Verified on: 2021/01/22
Tolerance:
compliant to a MPE of 0.11 N

Verified on: 2022/02/23
Tolerance:
compliant to a MPE of 1.2 N

Verified on: 2021/12/03
Uncertainty: + 5 pm (thickness)

Verified on: 2022/06/30
Uncertainty: £ 6 mOhm

Verified on: 2022/03/29
Uncertainty: £ 10 mOhm

Verified before use
Uncertainty: +0.9% at 860 nm
+ 0.8% at 950 nm

Used with contacts reference block
Contact and contactless

Verified on: 2022/07/01
Magnification: compliant to a MPE
of 1 (ratio)
Uncertainty:

+ 80 um (warpage)

+ 3 pm (edge)

Software version: v1.06
Software version: v1.5

Software version: v2.37

Software version: v2.1
Software version: v1.9

Verified on: 2022/06/16
Uncertainty: £ 0.3 °C; +2 %

Verified on: 2022/07/11
Uncertainty: £ 1 °C

11737
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TYPE

Thermo-hygrometer (test
chamber)

Thermo-hygrometer (test
chamber)

Torsional stress machine

Traction test bench

UV generator

DESCRIPTION

Internal reference: C09/11
Brand: ELPRO
Model or Type: Ecolog TH2

Internal reference: C09/18 Verified on: 2022/02/09
Brand: ELPRO Uncertainty: £ 1°C; 3%
Model or Type: Ecolog TH2

Internal reference: Verified on: 2022/02/25
40/07840/07A Tolerance for angle:

Brand: BGI compliant with a £ 1.5° MPE

Model or Type: BGI110A:FT2 Tolerance for frequency:
compliant with a + 0.025Hz MPE

Internal reference: C25/05 Verified on: 2022/09/14
Brand: Mecmesin Tolerance for speed:
Model or Type: Multitest 2.5 dV  compliant with a + 10 mm/min MPE

Internal reference: 36/02 -
Brand: LEAP ELECTRONIC

Model or Type: EPROM

ERASER LER-123A

7. Measurement’s uncertainties

7.1 Statement of compliance

In this report, uncertainties are given at a confidence level of k = 2.
To state on compliance, uncertainties of measurement have not been considered. Statements
established on measurements included in the uncertainty area are identified with asterisk.

The current version supersedes and replaces all previous versions
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TEST REPORT - 2022/11/25

© 2021 Fime - all rights reserved- CONFIDENTIAL

12/37



8. Evaluation methods

Whenever test method requires that a sample remains ‘testably functional’, the
evaluations are performed when applicable (depending on functionalities present):

1SO card durability test session

For contact and dual products: detection of an ATR using a PC/SC reader; conformity
to electrical surface resistance of contacts ([R1] §6.7 (criteria in [R20] §9.6).

For contactless and dual products: detection of a request to WAKEUP command using
a PC/SC reader ([R4]); resonance frequencies (in MHz) before and after tests are
indicated for information only.

For magnetic stripe products: dynamic characteristics shall remain compliant to [R23]
§7.3. For Resistance to Chemicals and Wear Test, magnetic stripe is first encoded
and signal amplitude measured. After exposure signal amplitude is measured again
and compared to initial value according to [R23] §6.4 & §6.5 criteria.

Aspect criterion is met when the following defects are absent after test:

Cracks (cracks going through the material, visible on both side of the card. Surface
cracks are not considered).

Layers delamination (overlay or inner layers).

Module detachment from card body.

Discoloration and dye transfer that prevents expected use (faded printings or picture).
Deterioration of security features (unless otherwise specified).

Any other damage that deteriorates card functionality or information.

These evaluations are also performed prior to the tests, to ensure that samples were intact
before stresses.

The current version supersedes and replaces all previous versions
This report shall not be reproduced or communicated except in its full unmodified latest version
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ISO card durability test session
Vendor: SELP ANGOULEME
Product name: PAK Natlonal ID Card Engraved Module

9. Requirements of ISO 7810:2019 chapter 8

9.1 Dimensions of cards: thickness

Reference

Based on [R1] §5.2.2 (criteria in [R20] §5.2). The purpose of this test is to measure
thickness of a card.

Test bench

Micrometer (see chapter 6)
Acquisition software

Procedure
Use micrometer to measure the thickness of card under test.
. . . Quadrant 1 Quadrant 2
Thickness is measured at four locations. Measurement can be
performed anywhere in a quadrant, except on chip’s contacts, ovatrant 3 | Quadrant 4
. . - - Uaqar; al
signature panel, magnetic stripe or any other raised areas.

Criteria
Thickness: [680 um — 840 pym]

Results
Values in the table below are in uym.

Q1 thickness | Q2 thickness | Q3 thickness | Q4 thickness

1X217 772(m) 785(M) PASS
2X217 775 778 773(m) 791(M) PASS
3X217 776 775 774(m) 786(M) PASS
4x217 772(m) 773 773 776(M) PASS
5X217 775 775 776(M) 773(m) PASS

(m) stands for minimum value and (M) for maximum value

The current version supersedes and replaces all previous versions
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TEST REPORT - 2022/11/25 © 2021 Fime - all rights reserved- CONFIDENTIAL 14737



ISO card durability test sessmn

Vendor; SELP ANGOLUIL

Product name: PAK National 1D Card Enggavg
Report reference and version: C22REPO}5€
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I1SO card durability test session
Vendor: SELP ANGOULEM
Product name: PAK National ID Card Engraveg

9.2 Dimensions of cards: height & width

Reference

Based on [R1] §5.2.3 (criteria in [R20] §5.2). The purpose of this test is to verify ca
and its parallelism.

Test bench
3D measuring station and software (see chapter 6)
Load

Data processing (LBC)

Procedure

17 —t— }
Place tested cards on station’s holder. s
Then use 3D measuring station software (ISO program) »

to determine the size of inner and outer rectangles.
Then state on card conformity.

Criteria

Inner rectangle (height x width): 53.920 mm x 85.470 mm

Outer rectangle (height x width): 54.030 mm x 85.720 mm

Results

Inner rectangle Outer rectangle '
height (mm) X width (mm height (mm) X width (mm)

1X217 53.973 mm x 85.594 mm 53.990 mm x 85.610 mm PASS
2X217 53.967 mm x 85.594 mm 54.012 mm x 85.607 mm PASS
3X217 53.971 mm x 85.601 mm 54.002 mm x 85.611 mm PASS
4X217 53.960 mm x 85.600 mm 54.007 mm x 85.613 mm PASS
5X217 53.968 mm x 85.597 mm 54.000 mm x 85.610 mm PASS

The current version supersedes and replaces all previous versions
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ISO card durability test session
Vendor: SELP ANGOULEME
Product name: PAK National ID Card Engravge ~

9.3 Dimensions of cards: corners

Reference

Based on [R1] §5.2.3 (criteria in [R20] §5.1.1). The purpose of this test is to veri
of card’s corners.

by
Test bench = 3:.5
3D measuring station and software (see chapter 6) \
Load —-—

Procedure

Place tested cards on station’s holder. Then launch the 3D measuring station program for
corner measurement.

Criteria
Radius: [2.88 mm — 3.48 mm]
Results
Sample Top left corner Top right Bottom left Bottom right Verdict
value corner value corner value corner value
1X217 3.194 3.260 3.192 3.049 PASS
2X217 3.121 3.320 3.170 3.229 PASS
3X217 3.278 3.273 3.170 3.217 PASS
4X217 3.151 3.158 3.191 3.183 PASS
5X217 3.179 3.177 3.201 3.259 PASS

The current version supersedes and replaces all previous versions
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1SO card durability test session
Vendor: SELP ANGOULEME
Product name: PAK National ID Card Engraved Module

9.4 Bending stiffness

Reference

Based on [R1] §5.8 (criteria in [R20] §8.1). The purpose of this test is to determi o
bending stiffness of card meet the requirement of the standard.

Test bench

Bending stiffness bench
Height gage (see chapter 6)

Procedure

Clamp a card along its left side, front side upward.

Move the height gage probe to card’s right side level and reset it.
Apply the load at right side of card and wait for 1 minute.

Using height gage, measure the deflection of right side.

Remove the load and wait for 1 minute.

Using height gage measure the residual deformation.

Criteria

Defiection: [13 mm — 35 mm]

Deformation: 1.5 mm— 1.5 mm]

Results

Deflection (mm) Deformation (mm) Verdict

41X217 19.16 -0.09 PASS
42X217 19.27 -0.20 PASS
43X217 19.26 0.1 PASS
44X217 19.14 -0.27 PASS
45X217 20.99 -0.056 PASS

Note: hs value from test method is arbitrarily set at 0 mm, before load application. So hz is
deflection and hs is deformation (see [R1] §5.7).

The current version supersedes and replaces all previous versions
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I1SO card durability test session
Vendor: SELP ANGOULEME
Product name: PAK National ID Card Engraved Module

9.5 Resistance to chemicals

Reference

Based on [R1] §5.5 (criteria in [R20] §8.3). The purpose of this test is to determine K
chemicals can damage card or affect its functionality.

eSS, P

Test bench

Tools for dimensions measurements (warpage, thickness and height & width)
Chronometer

PC/SC reader

Micro-ohmmeter and 4 wires resistance measurement test bench

(see_chapter 6)

Procedure

Perform all required measurements and tests before exposure according to card’s features.
Select one sample for each solution. Expose sample to its associated solution for the required
duration (1 min for short term exposure and 24 hours for long term exposure). After removal
from solution, rinse the card and dry it with absorbent tissue. Then they are return to default
environment for 24 hours.

Perform all ‘after exposure’ required measurements and tests according to card’s features.

Sodium chloride a Short term
Acetic acid b Short term
Sodium carbonate c Short term
Ethyl alcohol d Short term
Sucrose e Short term
Fuel B (ISO 1817) f Short term
Ethylene glycol g Short term
Alkaline artificial perspiration h Long term
Acid artificial perspiration i Long term
Criteria
Dimensions: conformity to warpage, thickness and height & width criteria.
Functionality: samples shall remain testably functional (see chapter 8).
Aspect: visual examination shall not reveal any defects.

The current version supersedes and replaces all previous versions
This report shall not be reproduced or communicated except in its full unmodified latest version

TEST REPORT - 2022/11/25 © 2021 Fime — all rights reserved- CONFIDENTIAL 19/37



. ISR ISO card durability test session
e Vendor: SELP ANGOULEME

Product name: PAK National |D Card Engraved M

Results
Dimensions:
6X217 a PASS PASS
7X217 b PASS PASS
8X217 c PASS PASS
9X217 d PASS PASS
10X217 e PASS PASS
11X217 f PASS PASS
12X217 g PASS PASS
13X217 h PASS PASS
14X217 i PASS PASS

Functionality & aspect.

of contacts

6X217 a PASS PASS PASS
7X217 b PASS PASS PASS
8X217 c PASS PASS PASS
9xX217 d PASS PASS PASS
10X217 e PASS PASS PASS
11X217 f PASS PASS PASS
12X217 g PASS PASS PASS
13X217 h PASS PASS PASS
14X217 i PASS PASS PASS
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ISO card durability test session
Vendor: SELP ANGOULEME

and humidity

Reference

Based on [R1] §5.6 (criteria in [R20] §8.4). The purpose of this test is to verify that dimensions -
and warpage of cards remain within standard requirements after exposures to conditions
detailed below.

Test bench

Tools for dimensions measurements (warpage, thickness and height & width)
Climatic chamber

(see chapter 6)

Procedure

Measure the thickness, height, width and warpage of the cards before exposures (to).
Place samples on a horizontal flat surface and expose them to the climatic conditions below
for 60 minutes:

= t::-35°C

» 1,+50°C/95% RH
After each sequence, return samples to default environment conditions for 24 hours before
performing the dimensions and warpage measurements.
Evaluate dimensions at t; (after cold exposure) and t. (after damp heat exposure).

Criteria

Thickness: [680 um — 840 uym]
Inner rectangle (height x width): 53.920 mm x 85.470 mm
Outer rectangle (height x width): 54.030 mm x 85.720 mm
Warpage: lower than 1.5 mm

The current version supersedes and replaces all previous versions
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Results

Inner rectangle @ to Outer rectangle @ to
i height (mm) X width (mm) | _height (mm) X width (mm

ISO card durability test session

Vendor: SELP ANGOULEME._--_.H

1X217 53.973 mm x 85.594 mm 53.990 mm x 85.610 mm
2X217 53.967 mm x 85.594 mm 54.012 mm x 85.607 mm
3X217 53.971 mm x 85.601 mm 54.002 mm x 85.611 mm PASS
4X217 53.960 mm x 85.600 mm 54.007 mm x 85.613 mm PASS
5X217 53.968 mm x 85.597 mm 54.000 mm x 85.610 mm PASS
Inner rectangle @ t Outer rectangle @ t
height (mm) X width (mm height (mm) X width (mm
1X217 53.967 mm x 85.592 mm 53.995 mm x 85.609 mm PASS
2X217 53.960 mm x 85.592 mm 54.002 mm x 85.607 mm PASS
3X217 53.969 mm x 85.598 mm 54.014 mm x 85.614 mm PASS
4X217 53.961 mm x 85.603 mm 53.999 mm x 85.611 mm PASS
5X217 53.971 mm x 85.595 mm 54.002 mm x 85.610 mm PASS
Inner rectangle @ t» Outer rectangle @ t-
height (mm) X width (mm height (mm) X width (mm
1X217 53.958 mm x 85.580 mm 53.985 mm x 85.596 mm PASS
2X217 53.954 mm x 85.581 mm 54.007 mm x 85.597 mm PASS
3X217 53.964 mm x 85.590 mm 54.006 mm x 85.600 mm PASS
4X217 53.953 mm x 85.591 mm 53.989 mm x 85.605 mm PASS
5X217 53.962 mm x 85.588 mm 53.993 mm x 85.599 mm PASS

s | |
1

1X217 785 PASS PASS PASS
2X217 791 PASS 790 PASS 793 PASS
X217 786 PASS 794 PASS 796 PASS
4X217 776 PASS 796 PASS 797 PASS
§X217 776 PASS PASS PASS
@ to (mm @ ty (mm a to (mm
1X217 0.845 PASS 0.845 PASS 0.877 PASS
2X217 0.856 PASS 0.856 PASS 0.846 PASS
3X217 0.871 PASS 0.860 PASS 0.837 PASS
4X217 0.855 PASS 0.859 PASS 0.838 PASS
5X217 0.818 PASS 0.813 PASS 0.789 PASS
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1SO card durability test session

9.7 Peel strength

Reference

Based on [R1] §5.3 & §5.4 (criteria in [R20] §8.7). The purpose of this test is to meas’h:re; the

peel strength between the layers of the card body.

Test bench

Double disk shearing tool
Traction test bench
Dynamometer & force sensor
Data treatment software

(see chapter 6)

Procedure

Cut the card to make sections 10 mm wide (+ 0.2 mm).

Using a sharp knife, cut the layer to test from the core on approximately
10 mm long, insert it between the rollers and attach it to the force
sensor.

Stick them on a stabilizing plate if sections are too flexible and/or to
measure the peel strength at the edge of the card. For measurement at
the edge, add a spacer of same thickness as test specimen.

Launch the peel test at 300 mm/min, watching for tearing or rupture.
Analyse the trace, excluding first and last 5 mm of record, to find the
lowest point (negative peaks that have a length lower than 1 mm at
criteria level are ignored).

Criteria

Peeling force (card’s layer): 235N

Results

Vendor: SELP ANGOULEME ___

Product name: PAK National ID Card Engraved
Report reference and version: C22REP01-612, 'N TE/P
’9’/\
rg,-—

"Q)

9 RNC: 10

d'\

”mmqo

)

—

T T

Mocmo

54X217 Front overlay Specimen preparation not possible* PASS
54X217 B Back overlay - Specimen preparation not possible* PASS
55X217 A Front overlay - Specimen preparation not possible” PASS
55X217 B Back overlay - Specimen preparation not possible* PASS
56X217 A Front overlay - Specimen preparation not possible* PASS
56X217 B Back overlay - Specimen preparation not possible” PASS

* in such case [R20] §8.7 states that this behaviour is automatically deemed acceptable.
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IS0 card durability test session

Vendor: SELP ANGOL e
Product name: PAK National ID Card Engray %Q‘q‘ﬁléN TE TN

Report reference and version: C22REP01-61 1.0 /I,/?- N\
S N

s (&)
-2 =\
>
=
(%]
Ny

0Py

-
Reference \* .
Based on [R1] §5.7 (criteria in [R20] §8.8). The purpose of this test is to deterrﬁiﬁé" j
negative effects of stacking unembossed cards. =

9.8 Adhesion or blocking

i

Test bench

Climatic chamber
Caliper

Load

(see chapter 6)

Procedure

Make a stack of five tested cards (all cards shall have backsides downward). Prepare another
stack with five dummy cards. Use the load to generate the specified pressure.

Expose the assembly to test environment (40°C / 50% RH) for 48 hours.

Then return cards to default environment.

Criteria

Adhesion: cards shall be easily separated manually.

Aspect: visual examination shall not reveal any defects.

Results

Vanual separation

49X217 PASS PASS
50X217 PASS PASS
51X217 PASS PASS
52X217 PASS PASS
53X217 PASS PASS
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1SO card durablllty test session

Product name: PAK National 1D Card Engr
Report reference and version: C22REP01-6

9.9 Opacity \c,

Reference

Based on [R1] §5.11 (criteria in [R20] §8.9). The purpose of this test is to deter
opacity of card body at 860 nm and 950 nm wavelengths.

Test bench
Opacity tester (see chapter 6)

Black and ORM 7810 reference screens

Procedure

Select 860 nm wavelength and allow the tester

to warm-up. _Top ference edge .
Check black reference screen value is 0. I ( T
Record value measured for ORM 7810 Apam
reference screen. 1300 —F
Card is scanned to find the location showing the ~ ™|"" et i
lowest opacity value (which matches with the | aread [ s
maximum percentage value returned by the | |

opacity tester). —.l - L— —-| ey

Lowest opacity location may be anywhere on
the card except in area ‘c’ and ‘d’, as shown on
the diagram.

Repeat with 950 wavelength.

Criteria
Maximum percentage value measured on tested card shall be lower than the value measured
on ORM 7810 reference screen (for both wavelengths).

Results

Black reference screen

ORM 7810 reference

screen S0 56 B

46X217 0.1@ (15, 15) 0.1@ (15, 40) PASS
46X217 0.1@ (45, 15) 0.1@ (45, 40) PASS
47X217 0.1@ (70, 15) 0.1@ (70, 40) PASS
47X217 0.1@ (15, 15) 0.1@ (15, 40) PASS
48X217 0.1@ (45, 15) 0.1@ (45, 40) PASS
48X217 0.1@ (70, 15) 0.1@ (70, 40) PASS
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ISO card durab:hly test sessio

9.10 Card warpage S

Reference

Based on [R1] §5.1 (criteria in [R20] §8.10). The purpose of this test is to meas%\tge-
warpage of a card.

Test bench

Profile projector (see chapter 6)
Sample holder
Acquisition software

Procedure

Place the sample holder on profile projector.

Place the card under test in the sample holder.

Move to the lower point of the card and reset the micrometer.

Found the farthest point on the opposite card’s side and measure the height distance from
lower point.

Criteria

Warpage: lower than 1.5 mm.

Results

Warpage (mm)

1X217 0.845 PASS
2X217 0.856 PASS
3X217 0.871 PASS
4X217 0.855 PASS
5X217 0.818 PASS

Card dimension (warpage)

I

'\.—’\'\\\'\A\‘\'\‘\'\»‘\\’\‘\\
G\'ff »\}9 ,\”) q,“h Q% 6;3(0 }&e aq 0;'\\ o?;’ N}y q,‘\”_’: n,.‘k b‘?f? @3‘@
NG GRNRN Q“@Q'Q""\\'\’V'"&V*}"v

Range (in mm)
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ISO card durability test session ...
Vendor: SELP ANGOULESE

9.11 Resistance to heat

Reference

Based on [R1] §5.14 (criteria in [R20] §8.12). The purpose of this test is to determine
exposure to high temperature affects cards stiffness.

Test bench

Bending stiffness bench
Height gage

Climatic chamber
Granite surface plate

(see chapter 6)

Procedure

Clamp cards along theirs rights sides, front side upward (contacts location shall if opposite the
clamping device).

Lower the height gage probe down to the granite surface plate, and reset it.

Move the height gage probe to each card’s left side level, and record the measured height.
Expose cards to a temperature of 50°C for 4 hours.

Return cards to default environment and wait for at least half an hour.

Using height gage, measure the residual deformation of each card.

Criteria

Deformation: <10 mm

Results
59X217 Front side up 0.32 PASS
60X217 Front side up 0.20 PASS
61X217 Front side up 0.31 PASS
82X217 Backside up 0.09 PASS
63X217 Backside up 0.09 PASS
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Product name: PAK National ID Card 2 "5_
Report reference and version: 022REP@

9.12Dynamic bending stress

Reference %o,
% Dom\na®

Based on [R1] §5.9 (criteria in [R20] §8.14). The purpose of this test is to determine ~bending
stress can damage card or affect its functionality.

Test bench

Bending stress machine
PC/SC reader
Micro-ohmmeter and 4 wires resistance measurement test bench

(see chapter 6)

Procedure

Cards are bent 1000 times, following these steps:
= Machine is set to bend card by curvature of the long sides.
= Place cards front side upward. Run 250 cycles at 0.5 Hz.
» Reposition cards backside upward and run 250 cycles at 0.5 Hz.
» Set machine to bend card by curvature of the short sides.
= Place cards front side upward. Run 250 cycles at 0.5 Hz.
» Reposition cards backside upward and run 250 cycles at 0.5 Hz.

Criteria

Functionality: samples shall remain testably functional (see chapter 8).

Aspect: visual examination shall not reveal any cracked part.

Results
- Contact funct. (ATR) Electrical resistance of

contacts

18X217 PASS PASS PASS
19X217 PASS PASS PASS
20X217 PASS PASS PASS
21X217 PASS PASS PASS
22X217 PASS PASS PASS
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ISO card durablllt estsessson
ME

10. Requirements of ISO 7810:2019 chapte
10.1Electrical surface resistance of contacts

Reference

Based on [R1] §6.7 (criteria in [R20] §9.6). The purpose of this test is to determine if electrical
surface resistances of the contacts meet standard requirements.

Test bench

Micro-ohmmeter
4 wires resistance measurement test bench
Resistance acquisition software

(see chapter 6)

Procedure

Using the 4 wires resistance measurement test bench, place the two probes on the first
contact.

Micro-ohmmeter performs the measurement and sends it to acquisition software.

Continue this other contacts and other samples.

Criteria

Electrical surface resistance: <500 m2

Results

S | Gt | G2 [ o | Ca ] G5 | o Lor | Go L veric]
6X217 39mQ 39mQ  40mQ N/A 39mQ 39mQ 40mQ PASS

7X217 40mQ  33mQ  39mQ N/A 39mQ  33mQ  39mQ NIA PASS
8X217 39mQ  39mQ  39mQ N/A 38mQ 38mQ  39mQ N/A PASS
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Product name: PAK National ID Ca
Report reference and version: C22RERD

10.2 Resistance to chemicals: salt mist

Reference

Based on [R1] §5.5 and ISO 9227 (criteria in [R20] §9.8). The purpose ©
determine if common chemicals can damage card or affect its functionality.

Test bench

Salt mist chamber (subcontractor’'s equipment)
PC/SC reader
Micro-ohmmeter and 4 wires resistance measurement test bench

(see chapter 6)

Procedure

Expose cards to salt mist environment. Parameters of test chamber shall be set to the
following values:

= Concentration of sodium chlorate: 50+5¢9/L

= Solution density: 1029 < p (kg/m®) < 1036

= pH of salt solution: 6.5<pH<7.2
Exposure lasts 24 hours. After exposure, test parameters are:

» pH of solution: 71

= Solution density: p = 1034 kg/m?®

= Pressure: 1.0 bar

=  Temperature: 35°C

After exposure cards are rinsed and dried with absorbent tissue. Then they are return to
default environment for 24 hours.

Criteria

Dimensions: conformity to warpage, thickness and height & width criteria.
Functionality: samples shall remain testably functional (see chapter 8).
Aspect: visual examination shall not reveal any defects.

Note

Salt mist exposure is subcontracted.
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ISO card durability test session

| Vendor: SEl OULEME
@ Product name: PAK National ID C

Report reference and version: C22

J> "
Results i
. ‘c
Dimensions: 50 =2
15X217 PASS PASS PASS
16X217 PASS PASS PASS
17X217 PASS PASS PASS

Functionality & aspect:

of contacts

15X217 PASS PASS PASS
16X217 PASS PASS PASS
17X217 PASS PASS PASS

The current version supersedes and replaces all previous versions
This report shall not be reproduced or communicated except in its full unmodified latest version
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ISO card durability-test session
Vendgg- L&NIE?JLEME
Product name: PAK National ng [P
Report reference and version; -61@_ =

10.3 Dynamic torsional stress

Reference

torsional stress can damage card or affect its functionality.

Test bench

Torsional stress machine
PC/SC reader
Micro-ohmmeter and 4 wires resistance measurement test bench

(see chapter 6)

Procedure
Cards are twisted 1000 times with an angle of 2x 15° and a frequency of 0.5 Hz.

Criteria

Functionality: samples shall remain testably functional (see chapter 8).

Aspect: visual examination shall not reveal any cracked part.

Results
Sample Aspect Contact functionality Elesiities] esfEme:

of contacts

23X217 PASS PASS PASS
24X217 PASS PASS PASS
25X217 PASS PASS PASS
26X217 PASS PASS PASS
27X217 PASS PASS PASS
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1SO card durability test session

Vendor: SELE-ANG EME

Product name: PAK National ID Catf ]
Report reference and version: C22BELQ

11. Requirements of ISO 7816-1
11.1 Surface profile of contacts
Reference

Based on [R1] §6.9 (criteria in [R30] §4.2). The purpose of this test is to measure the height of
each contact, using card’s front side surface as a reference.

Test bench
Comparator (see chapter 6)

Procedure
Visualize a line crossing the first pair of

contacts (C1 and C5) in their center. Start s Line of measurement

and end of this line are 2 mm away from

metallized surface. \ Centarine
Measure the height of start and end Minémurm Contact
points. Base thickness is the average of fress s
these two values.

Along the measurement line, measure

heights of C1 and C5. Calculate the

difference between heights and base

thickness.

Proceed the same way with the other ot scte

pairs of contacts (C2 — C6, C3 — C7 and
C4 — C8 if presents).

Criteria
Height of contacts from card body surface:  [-100 um - +100 ym]

Results
Values in the table below are in pm.

e Lo L Lo Lo Los oo Lo o L

46X217 -13 -8,5 PASS
47X217 -9 17 -9 NIA -6 -6 -5 NIA PASS
48X217 -13 18 -18,5 N/A -12 4 11,6 N/A PASS
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ISO card durability test session
Vendor SELP. ANGOULEME

12. Requirements of ISO 7816-2

12.1 Dimension and location of contacts

Reference

Based on [R1] §6.3 (criteria in [R31] §4). The purpose of this test is to determine if dimension
and location of card’s contacts meet standard requirements.

Test bench

Profile projector (see chapter 6)
Pattern for location of contacts

Contacts reference block
Load

Procedure

Place the contacts reference block on profile projector plate and align it with contacts pattern
(on profile projector screen), moving profile projector’s axis.

Place card under test on profile projector plate and maintain it with load.

Check if the materialized minimum contact areas of the pattern are fully covered by the
metallization.

Check if metallization within materialized minimum contact areas are not connected to any

other contacts.
In case of doubt, use 3D measuring station to measure the actual dimension and location.

Criteria
Values in the table below are in mm.

Left border Right border Bottom border Top border

<10.25 212.25 <£19.23 220.93
C2 £10.25 212.25 £21.77 223.47
C3 £10.25 212.25 £24.31 226.01
C4 £10.25 =12.25 £26.85 228.55
Ch <17.87 219.87 <£19.23 220.93
Cé6 =17.87 219.87 £21.77 223.47
Cc7 £17.87 219.87 £24.31 226.01
C8 £17.87 =19.87 £26.85 228.55
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Results

oo ] n L o1 [ L e Lol os o

46X217 Dimension
No connection
47X217 D|men5|0|‘1
No connection
48X217 Dlmensmr\
No connection
49X217 DlmensmT\
No connection
50X217 Dimension

No connection

The current version supersedes and replaces all previous versions
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PASS
PASS
PASS
PASS
PASS
PASS
PASS
PASS
PASS
PASS

PASS
PASS
PASS
PASS
PASS
PASS
PASS
PASS
PASS
PASS

PASS
PASS
PASS
PASS
PASS
PASS
PASS
PASS
PASS
PASS

IWA
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

PASS
PASS
PASS
PASS
PASS
PASS
PASS
PASS
PASS
PASS

PASS
PASS
PASS
PASS
PASS
PASS
PASS
PASS
PASS
PASS
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ISO card durability test session

Vendor: SELP ANGOULEME

Product name: PAK National ID Card Engraved Module
Report reference and version: C22REP01-6124

13. Requirements of previous versions of
13.1Ultraviolet light

Reference

Based on ISO/IEC 10373-1:2006 §5.11 (criteria in ISO/IEC 7816-1:1998 §4.2.1). Th
of this test is to determine if ultraviolet light can damage card or affect its functionality.

Test bench

Ultraviolet generator
PC/SC reader
Micro-ohmmeter and 4 wires resistance measurement test bench

(see chapter 6)

Procedure

Cards are exposed to a monochromatic light (wavelength: 254 nm). First front side is exposed
to a total of 0.15 Ws/mm?2. Then repeat the exposure for backside of cards.

Criteria

Functionality: samples shall remain testably functional (see chapter 8).

Results

Contact functionality Electrical resistance of
contacts

36X217 PASS PASS
37X217 PASS PASS
38X217 PASS PASS
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I1SO card durability test session
Vendor: SELP ANGO
Product name: PAK National ID Card Ergrave

14. Terms and conditions

These Specific Terms and Conditions complement Fime’s Generg
Conditions of Sale and Supply which were provided to, and accepted by
prior to providing the services.

aHsiome

14.1 Disclaimers

This test report contains only information about the tested samples. It is not an endorsement
of the entire production of the product.
This test report doesn’t constitute an official approval by the test authority.

14.2 Commitment

We certify that the results included in this test report are the precise results of the tests

performed on the tested samples.
Tests are performed on a qualified and accepted test bench at the time of test session.

14.3Intellectual property

Please refer to Fime’s General Terms & Conditions of Sale and Supply that were accepted
by the Customer when Fime’s Commercial Offer was accepted.

Please note that this report may contain references to third party trademarks.

In particular, please note that the COFRAC logo is reproduced on the first page of this report.
In accordance with COFRAC’'s GEN REF 11 Rev8, the COFRAC logo is used only to
indicate that this report has been prepared by Fime SAS doing business as Fime EMEA.
The Customer acquires rights in any of the trademarks used in this document, and in
particular is forbidden to reproduce the COFRAC logo in any document other than an exact
copy of this Test Report. Fime is required to report any abusive uses of the COFRAC logo
according to the terms of our accreditation. More information is available on the COFRAC
website: www.cofrac.fr.

14.4 Storage

The test results are kept 10 years by the testing laboratory.
Samples are managed according to customer’s request and/or according to Test Authority’s

requirement.

14.5 Complaint procedure

The laboratory has a policy and appropriate procedures for the resolution of complaints from
customers or other parties. This procedure includes an investigation and corrective actions if
the problem is confirmed. An e-mail may be addressed directly to quality service at
quality@fime.com. This procedure is available on request.

---------------- END OF DOCUMENT---sermemmememe
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